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中，旨在培养未来更多的创新型人才。泰克智能实验室

解决方案ＴｅｋＳｍａｒｔＬａｂ，通过先进的硬件和软件平台为实

验室管理和老师的日常工作带来极大的便利性，大大提

高了工作效率，帮助高校打造互联网时代的新型实验室。

无线组网、高性能指标、高效创新管理、未来可扩展性以

及周到的服务，使 ＴｅｋＳｍａｒｔＬａｂ成为高校机构打造智能

实验室的首选。

洪斌顺先生说，“泰克将更加注重内部协作，注重与合作

伙伴和客户的合作，共同推动技术与应用创新。简单、合作、

整合、精准、洞察力和快速，这６个元素是我们实现新战略的

支撑点，也为我们的行动指引了方向，全心全意为客户提供

差异化价值、帮助客户在新时代取得成功，是我们时时铭记

在心的信念。”

在新兴市场的原野上，让创新应用遍地开花，是泰克新

时代的使命。针对客户的应用需求，泰克将以更多的专注

力和更密切的合作，与客户一道推动技术发展和应用创

新，为客户提供差异化的价值，以消除复杂性并加速实现

创新。

是德科技 犕８０００系列误码仪再添新军，助力４００犌犫犈研发

新型６４ＧＢａｕｄ比特误码率测试仪让精确表征ＰＡＭ４和ＮＲＺ器件变得更方便

　　２０１６年５月１８日，是德科技公司（ＮＹＳＥ：ＫＥＹＳ）日前

推出 Ｍ８０４０Ａ高性能比特误码率测试仪（ＢＥＲＴ），它能够测

试高达６４ＧＢａｕｄ的 ＰＡＭ４和 ＮＲＺ器件。验证工程师和

研发工程师需要对下一代数据中心互联的物理层接收机进

行表征，简化的测试连接，可重复、准确的结果将使其获益

良多。

当今的数据中心基础设施仍在不断优化，旨在应对对带

宽容量永无止境的追求、对降低功耗的要求，以及覆盖范围

和差异化服务带来的挑战。以ＰＡＭ４为代表的器件具有更

高的传输速度、更多的传输通道和新型多电平数据格式，可

满足下一代数据中心互连不断增加的传输带宽需求。

最新版的ＩＥＥＥ８０２．３ｂｓ和 ＯＩＦＣＥＩ５６Ｇ 实现协议对

ＰＡＭ４及 ＮＲＺ接口做出了定义，使其可用于最大带宽达

４００Ｇｂ／ｓ的高速接口，这些接口包括芯片到芯片、芯片到模

块、背板连接和光互联接口。研发和验证实验室在表征

ＰＡＭ４或ＮＲＺ数据速率达到６４ＧＢａｕｄ的数据中心互连接

收机时，会面临新的测试挑战，例如更加紧张的定时裕量、信

道损耗、非线性、幅度干扰和串扰效应等，这些使得测试效率

和精度至关重要。

是德科技网络和数据中心解决方案事业部副总裁

ＪüｒｇｅｎＢｅｃｋ表示：“用于 ＰＡＭ４和 ＮＲＺ的新型６４ＧＢａｕｄ

比特误码率测试仪将我们业界领先的 Ｍ８０００系列扩展到支

持４００Ｇ。借助其独一无二的高集成度和扩展能力，研发和

测试工程师可以得心应手地处理４００Ｇ 数据中心互连接收

机测试中的挑战。”

新推出的 Ｍ８０４０Ａ 是以模块化 ＡＸＩｅ为基础的 Ｍ８０００

系列比特误码率测试解决方案的最新成员。它是一款高度

集成的比特误码率测试仪，支持最高６４ＧＢａｕｄ的 ＰＡＭ４

信号和最高６４Ｇｂ／ｓ的 ＮＲＺ信号。其码型发生器模块内置

了去加重、抖动注入功能，并可选在一个模块上增加第二通

道。工程师和设计师可在软件用户界面中自由选择 ＰＡＭ４

或 ＮＲＺ，而无需使用复杂并容易引入信号损伤的外部合路

器、跳线和偏移校正器件来提供 ＰＡＭ４信号。远程前端前

置，可以尽可能靠近被测件，消除了电缆距离对信号输出质

量的影响。分析仪模块为长 ＰＲＢＳ和 ＱＰＲＢＳ码型提供了

实时真正的ＰＡＭ４误码分析。因此，即使在低比特误码率

和低符号错误率条件下，工程师也能进行足够可靠的验证。

用户还可通过图形和远程控制界面操作 Ｍ８０４０Ａ。

了解更多与ＫｅｙｓｉｇｈｔＭ８０４０Ａ６４ＧＢａｕｄ比特误码率测

试仪有关的信息，请访问ｗｗｗ．ｋｅｙｓｉｇｈｔ．ｃｏｍ／ｆｉｎｄ／ｍ８０４０ａ。

泰克推出专为源测量单元仪器开发的犻犘犺狅狀犲应用

在苹果ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ上提供快速、简便的电流电压（ＩＶ）特性分析方式

　　２０１６年５月１７日，泰克科技公司宣布，吉时利专为

２６００Ｂ源测量单元（ＳＭＵ）仪器开发的方便高效的 Ｋｅｉｔｈｌｅｙ

ＩＶｙ应用现已通过苹果应用商店提供给ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ设备

用户。支持无线仪器连接的这一应用的升级版，也已经在

ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙ上面向安卓设备发布。

ＩＶｙ应用为用户提供了一种快捷方便的方式，来执行电

流电压（ＩＶ）特性分析，调试器件，与团队成员展开协作。工

程师可以查看、交互及共享测量结果，帮助他们节约时间，提

高生产效率。

通过全面利用苹果设备和安卓设备界面的优势，ＩＶｙ可

以同时控制源电平，监测测试结果。用户可以使用正常触控

缩放和滚动功能，以可视方式方便地分析ＩＶ特点、ＤＵＴ稳

定性、响应时间或电路漂移。用户可以使用普通手机，通过

共享电子邮件、消息或文件共享服务等应用，与同事共享测

试数据和图表。

这一免费应用兼容运行３．１．０版及以上固件的Ｋｅｉｔｈｌｅｙ

Ｓｅｒｉｅｓ２６００ＢＳｏｕｒｃｅＭｅｔｅｒ?源测量单元（ＳＭＵ）仪器。
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